MepiAnyn

H napouoa epyacia aoyoleitol pe tnv texvikn Kelvin Probe Force Microscopy. 2to keddhato
1, tiBetaL To BswpnTIkG UTIORABPO TNG TEXVLKAC, EVW YiveTal avadopd O TPAKTIKEG TAEUPEC
NG OV £lvol KPLOLUEG YLaL TN CWOTH EKTEAEON TWV TIELPAPATWY. 2TO KedAAaLo 2,
ETUKEVTPWVOULE OTLG TILO BACLKEG TTAPAUETPOUC TNG TEXVIKAC, WOTE VO T(POCSLOPIoOUE ToV
TPOTO KoL TNV £KTACN TNG EMIGPOAOAC TOUC OTLG NAEKTPLKEG KOl NAEKTPOVLIKEG LOLOTNTEC TWV
eTLPaVELWV. 2TO KePAAaLO 3,TTOPOUCLATOVTAL TIELPOUATIKEG LLETPIOELG KAL TA ATOTEAECOTA
oc enidpaveleg upeviwy PTFE pe evowpatwpéva vavoowpatibia ZnO og uPnAég
OUYKEVTPWOELC. TEAOG, oTo keddAato 4,cuvolilovtal OAa Ta BACLKA CUUTEPACHATA QO Ta
kedbahala 2 kal 3 Kal mpoteivovtal KateuBUVoeLS ylo LeEAAOVTLKN £€peuval.



